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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

In other circumstances, particularly when there is an urgent market requirement for such documents, a
technical committee may decide to publish other types of normative document:

— an ISO Publicly Available Specification (ISO/PAS) represents an agreement between technical experts in
an I1SO working group and is accepted for publication if it is approved by more than 50 % of the members
of the parent committee casting a vote;

— an ISO Technical Specification (ISO/TS) represents an agreement between the members of a technical
committee and is accepted for publication if it is approved by 2/3 of the members of the committee
casting a vote.

An ISO/PAS or ISO/TS is reviewed after three years in order to decide whether it will be confirmed for a
further three years, revised to become an International Standard, or withdrawn. If the ISO/PAS or ISO/TS is
confirmed, it is reviewed again after a further three years, at which time it must either be transformed into an
International Standard or be withdrawn.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO/TS 17845 was prepared by the European Committee for Standardization (CEN) in collaboration with
Technical Committee ISO/TC 44, Welding and allied processes, Subcommittee SC 7, Representation and
terms, in accordance with the Agreement on technical cooperation between ISO and CEN (Vienna
Agreement).

Throughout the text of this document, read “...this European pre-Standard...” to mean *“...this Technical
Specification...”.
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I''SO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux regles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

Dans d'autres circonstances, en particulier lorsqu'il existe une demande urgente du marché, un comité
technique peut décider de publier d'autres types de documents normatifs:

— une Spécification publiquement disponible ISO (ISO/PAS) représente un accord entre les experts dans
un groupe de travail ISO et est acceptée pour publication si elle est approuvée par plus de 50 % des
membres votants du comité dont reléve le groupe de travail;

— une Spécification technique ISO (ISO/TS) représente un accord entre les membres d'un comité technique
et est acceptée pour publication si elle est approuvée par 2/3 des membres votants du comité.

Une ISO/PAS ou ISO/TS fait I'objet d'un examen aprés trois ans afin de décider si elle est confirmée pour trois
nouvelles années, révisée pour devenir une Norme internationale, ou annulée. Lorsqu'une ISO/PAS ou
ISO/TS a été confirmée, elle fait I'objet d'un nouvel examen aprés six ans pour décider soit de sa transposition
en Norme internationale soit de son annulation.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire I'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO/TS 17845 a été élaborée par le Comité européen de normalisation (CEN) en collaboration avec le
comité technique ISO/TC 44, Soudage et techniques connexes, sous-comité SC 7, Représentation et
terminologie, conformément a I'Accord de coopération technique entre I''SO et le CEN (Accord de Vienne).

Tout au long du texte du présent document, lire «... la présente prénorme européenne ...» avec le sens de
«... la présente Spécification technique ...».
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Annex A
(informative)

Correspondence between the existing classification of imperfections and
this designation system

A.1 Correspondence with EN ISO 6520-1:1998

The correspondence between the classification of imperfections given in EN ISO 6520-1:1998 and in this document
is given in Table A.1.
Table A.1 — Correspondence with the classification of imperfections given in EN ISO 6520-1

EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Reference Designation Precision Designation

100 Cracks 1AAAA
1001 Microcrack 1BAAA
101 Longitudinal crack 1ABAA
1011 in the weld metal 1ABAB
1012 at the weld junction 1ABAC
1013 in the HAZ 1ABAD
1014 in the parent metal 1ABAE
102 Transverse crack 1ACAA
1021 in the weld metal 1ACAB
1023 in the HAZ 1ACAD
1024 in the parent metal 1ACAE
103 Radiating cracks 1AHAA
1031 in the weld metal 1AHAB
1033 in the HAZ 1AHAD
1034 in the parent metal 1AHAE
104 Crater cracks 1AAAK
1045 longitudinal 1ABAK
1046 transverse 1ACAK
1047 radiating (star cracking) 1AHAK
105 Group of disconnected cracks 1AAIA

1051 in the weld metal 1AAIB

1053 in the HAZ 1AAID

1054 in the parent metal 1AAIE

106 Branching cracks 1AFAA
1061 in the weld metal 1AFAB
1063 in the HAZ 1AFAD
1064 in the parent metal 1AFAE

(continued)
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Table A.1 (continued)

EN I1SO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Reference Designation Precision Designation
200 Cavities 2AAAA
201 Gas cavity 2BAAA
2011 Gas pore 2BGAA
2012 Uniformly distributed porosity 2BAGA
2013 Clustered porosity 2BAFA
2014 Linear porosity 2BAHA
2015 Elongated cavity 2BIAA
2016 Worm-hole 2BEAA
2017 Surface pore 2BALA
2017 on weld face 2BALF
2017 on weld root 2BALG
202 Shrinkage cavity 2CAAA
2021 Interdendritic shrinkage 2GAAA
2024 Crater pipe 2DAAL
2025 End crater pipe 2DALK
203 Microshrinkage 2EAAA
2031 Interdendritic microshrinkage 21AAA
2032 Transgranular microshrinkage 2JAAA
300 Solid inclusions 3AAAA
301 Slag inclusion 3BAAA
3011 Linear 3BIAA
3012 isolated 3BAJA
3014 clustered 3BAFA
302 Flux inclusion 3CAAA
3021 Linear 3CIAA
3022 isolated 3CAJA
3024 clustered 3CAFA
303 Oxide inclusion 3DAAA
3031 Linear 3DIAA
3032 isolated 3DAJA
3033 clustered 3DAFA
3034 Puckering 3EAAA
304 Metallic inclusion 3FAAA
3041 Tungsten 3GAAA
3042 Copper 3HAAA
3043 Other metal 3FAAA 2
(continued)
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EN I1SO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Reference Designation Precision Designation
400 Lack of fusion and penetration 4AAAA
401 Lack of fusion (incomplete fusion) 4BAAA
4011 lack of side wall fusion 4BAAH
4012 lack of inter-run fusion 4BAAJ
4013 lack of fusion at the root of the weld 4BAAG
402 Lack of penetration (incomplete 4CAAA
penetration)
4021 Incomplete root penetration ACAAG
403 Spiking 40AAA
500 Imperfect shape 5AAAA
501 Undercut 4EAAA
5011 Continuous undercut 4EAEA
5012 Intermittent undercut 4EACA
5013 Shrinkage groove 4EAAG
5014 Inter run undercut (interpass 4EAAJ
undercut)
5015 Local intermittent undercut 4EADA
502 Excess weld metal 6BAAF
503 Excessive convexity 6BAAF
504 Excess penetration 4DAAG
5041 Local excess penetration 4DABG
5042 Continuous excess penetration ADAEG
5043 Melt through 4DABO
4DAEO
505 Incorrect weld toe 5CAAA
506 Overlap 5DAAA
5061 Toe overlap 5DAAC
5062 Root overlap 5DAAG
507 Linear misalignment 5EIAA
508 Angular misalignment 5EJAA
509 Sagging 5NAAA
5091 Sagging in horizontal position 5NAAH
5092 Sagging in flat position 5NAAG
5092 Sagging in overhead position 5NAAF
5093 Sagging in a fillet weld 5NAAF
5094 Sagging at the edge of a weld 5NAAC
510 Burn through 5FALA
(continued)
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Table A.1 (concluded)

EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Reference Designation Precision Designation
511 Incompletely filled groove 6FAAA
511 Continuous incompletely filled groove 6FAEA
511 Intermittent incompletely filled groove 6FACA
512 Excessive asymmetry of fillet 6HAAA
weld (excessive unequal leg
length)

513 Irregular width 5GAAA
514 Irregular surface S5HAAA
515 Root concavity 6JAAG
516 Root porosity 50AAG
517 Poor restart TGAAA

- 8171 in the capping run 7GAAF

7: 5172 in the root run 7GAAG

© 520 Excessive distortion 5BAAA

| 521 Imperfect weld dimensions 6AAAA
5211 Excessive weld thickness 6CAAA
5212 Excess weld width 6DAAA
5213 Insufficient throat thickness 6GAAA
5214 Excessive throat thickness 6CAAA
600 Miscellaneous imperfections TAAAA
601 Stray arc 7TBAAA
602 Spatter TCAAA 2
6021 Tungsten spatter TCAAA W
603 Torn surface 9LAAE
604 Grinding mark 9CAAE
605 Chipping mark 9CIAE
606 Underflushing 9DAAE
607 Tack weld imperfection THAAL
6071 Broken run or no penetration 7IAAL
6072 Defective tack overwelded 7IAAL
608 Misalignment of opposite runs 51AAA
610 Temper colour TEAAA
613 Scaled surface 9EAAA
614 Flux residue 9FAAA
615 Slag residue 9GAAA
617 Incorrect root gap for fillet welds 61AAA
618 Swelling TFAAA

&  Add the chemical symbol of the specific metal.
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A.2 Correspondence with EN ISO 6520-2:2001

The correspondence between the classification of imperfections given in EN ISO 6520-2:2001 and in this document
is given in Table A.2.

Table A.2 — Correspondence with the classification of imperfections given in EN ISO 6520-2:2001

EN ISO 6520-2:2001 CEN ISO/TS 17845
Reference Designation Precision Designation

P 100 Cracks 1AAAA
P 1001 Microcrack 1BAAA
P 101 Longitudinal crack 1ABAA
P 1011 in the weld 1ABAB
P 1013 in the HAZ 1ABAD
P 1014 in the unaffected parent metal 1ABAE
P 102 Transverse crack 1ACAA
P 1021 in the weld 1ACAB
P 1023 in the HAZ 1ACAD
P 1024 in the unaffected parent metal 1ACAE
P 1100 Star-crack 1AHAA
P 1200 Crack at the edge of the nugget 1AAAC
P 1300 Crack in the joining plane 1AAAI

P 1400 Crack in the heat affected zone 1AAAD
P 1500 Crack in the (unaffected) parent 1AAAE

metal
P 1600 Surface breaking crack 1AALA
P 1700 "Hook" crack 1DAAA
P 200 Cavities 2AAAA
P 201 Gas cavity 2BAAA
P 2011 Gas pore 2BGAA
P 2012 Uniformly distributed porosity 2BAGA
P 2013 Localised (clustered) porosity 2BAMA
P 2016 Worm-hole 2BEAA
P 202 Shrinkage cavity 2CAAA
P 203 Forging cavity 2KAAA
P 300 Solid inclusion 3AAAA
P 301 Slag inclusion 3BAAA
P 301 isolated slag inclusion 3BAJA
P 301 clustered slag inclusion 3BAFA
P 303 Oxide inclusion 3DAAA
P 303 isolated oxide inclusion 3DAJA
P 303 clustered oxide inclusion 3DAFA
(continued)
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Table A.2 (continued)

EN ISO 6520-2:2001 CEN ISO/TS 17845
Reference Designation Precision Designation
P 304 Metallic inclusion 3FAAA 2
P 304 Tungsten inclusion 3GAAA
P 304 Copper inclusion 3HAAA
P 306 Inclusion of cast metal 3IAAA
P 400 Lack of fusion 4BAAA
P 401 No weld 4FAAA
P 403 Insufficient fusion 4BAAA
P 404 Insufficiently welded foil ANAAM
P 500 Imperfect shape 5AAAA
P 501 Undercut 4EAAA
P 502 Excessive upset metal 6EAAA
P 503 Insufficient set-down 6KAAA
P 507 Linear misalignment 5EIAA
P 508 Angular misalignment 5EJAA
P 520 Distortion 5BAAA
P 521 Imperfect nugget or weld seam 6AAAB
dimensions
P 5211 Insufficient nugget 6FAAB
P 5211 Insufficient upset thickness 6MAAB
P 5212 Excessive nugget thickness 6CAAB
P 5213 Nugget diameter too small 6LAAB
P 5214 Nugget diameter too large 6DAAB
P 5215 Asymmetrical nugget or weld 6HAAB
upset
P 5216 Insufficient depth of penetration 4LAAB
of nuggets
P 522 Burn-through from one side 5FALO
P 523 Burn-through in nugget or weld 5FALO
P 524 Excessive heat affected zone 6DAAD
P 525 Excessive sheet separation 61AAA
P 526 Surface imperfection 8AAAA
P 5261 Pits 8RAAA
P 5262 Surface protrusions 8QAAA
P 5263 Adhering electrode material 9IAAA
P 5264 Incorrect electrode indentation S8MAAA
P 52641 Excessive indentation width/diameter SNAAA
P 52642 Excessive depth of electrode 80AAA
indentation
P 52643 Non-uniform indentation 8PAAA
(continued)
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ISO/TS 17845:2004(E/F)

EN I1SO 6520-2:2001 CEN ISO/TS 17845
Reference Designation Precision Designation
P 5265 Fusion of the foil surface AMAAA
P 5266 Local fusion caused by clamps 8SAAA
(die burn)
P 5267 Clamp marks 9CAAA
P 5268 Damaged coating 9BAAA
P 527 Non-continuous weld 4KACB
P 528 Misaligned weld 5EAAA
P 529 Displacement of foils 5KAAA
P 530 "Belled" joint S5MAAA
P 600 Miscellaneous imperfections TAAAA
P 6011 Temper colour TEAAA
P 602 Spatter 7CAAAE
P 612 Material extrusion 4PAAA
P 612 Splash weld 5LAAA
& Add the chemical symbol of the specific metal.
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A.3 Correspondence with EN 12584:1999

The correspondence between the classification of imperfections given in EN 12584:1999 and in this document is
given in Table A.3.

Table A.3 — Correspondence with the classification of imperfections given in EN 12584:1999

EN 12584:1999 CEN ISO/TS 17845
Reference Designation Precision Designation

3.2 Imperfections on cut edges 8AAAA
3.21 Melting of cut edge 4GAAA
3.21 Melting of top cut edge 4GAAF
3.21 Melting of bottom cut edge 4GAAG
3.2.2 String of solidified droplets 8CAAA
3.2.2 adhering to the top cut edge 8CAAF
3.2.2 adhering to the bottom cut edge 8CAAG
3.2.3 Cut edge overhang 8DAAF
3.24 Melted down top cut edge 8EAAF
3.3 Imperfections on cut faces 8AAAH
331 Geometrical deviation 6AAAA
3.3.11 Concave cut face at the edges 41AAH

3.3.11 close to the top cut edge 41AAF

3.3.11 close to the bottom cut edge 41AAG

3.3.1.2 Widening of kerf 5JAAA
3.3.1.2 at the top edge 5JALF

3.3.1.2 at the bottom edge 5JALG

3.3.13 Cut angle deviation 5CJAA
3314 Concave cut face 41DAH

3.3.15 Irregular cut face profile 5HCAH
3.3.2 Deviation of drag line 8FAAH
3.3.21 Excessive back run of drag line 8GAAH
3.3.22 Lead of drag line 8HAAH
3.3.2.3 Local deviation of drag line 8FABH
3.3.24 Excessive drag line depth 8IAAH

3.3.25 Irregular drag line depth 8JAAH

3.33 Gouging 4HAAA
3.33 Isolated gouges 4HAJA
3.33 Grouped gouges 4HAFA
3.3.3 Grouped gouges on the lower cut face 4HAFG
3.34 Incomplete end of cut 8KABA
3.35 Non-planar cut face 8BAAA

(continued)
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Table A.3 (concluded)

ISO/TS 17845:2004(E/F)

EN 12584:1999 CEN ISO/TS 17845
Reference Designation Precision Designation
34 Adherent slag 9HAAA
34 to bottom cut edge 9HAAG
34 Slag patch on cut face 9HAAH
35 Crack 1AAAA
351 Microcrack 1BAAA
3.5.2 Macrocrack 1CAAA
3.5.2 in the cut face 1CAAH
3.6 Other imperfections TAAAA
3.6.1 Deviation at start of cut 7DAAF
3.6.2 Piercing deviation 7DAAF
3.6.3 Excessively wide kerf 6DAAN
3.6.4 Lost (incomplete) cut 8LAAA
3.6.4 In the direction of the depth of cut 8LDAA
3.6.4 In the direction of cutting 8LBAA
3.6.5 Burning of surface 7BAAA
3.6.6 Dimensional deviations 6AAAA
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ANNEX A
(informative)

Correspondance entre la classification des défauts existante et le présent
systeme de désignation

A.4 Correspondance avec I'EN ISO 6520-1:1998

La correspondance entre la classification des défauts donnée dans I'EN ISO 6520-1:1998 et dans le présent
document est donnée dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Correspondance avec la classification des défauts donnée dans I'EN ISO 6520-1

EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Référence Désignation Précision Désignation

100 Fissure 1AAAA
1001 Microfissure 1BAAA
101 Fissure longitudinale 1ABAA
1011 dans le métal fondu 1ABAB
1012 dans la zone de liaison 1ABAC
1013 dans la ZAT 1ABAD
1014 dans le métal de base 1ABAE
102 Fissure transversale 1ACAA
1021 dans le métal fondu 1ACAB
1023 dans la ZAT 1ACAD
1024 dans le métal de base 1ACAE
103 Fissures rayonnantes 1AHAA
1031 dans le métal fondu 1AHAB
1033 dans la ZAT 1AHAD
1034 dans le métal de base 1AHAE
104 Fissure de cratéere 1AAAK
1045 longitudinale 1ABAK
1046 transversale 1ACAK
1047 rayonnante (fissure en étoile) 1AHAK
105 Réseau de fissures marbrées 1AAIA
1051 dans le métal fondu 1AAIB
1053 dans la ZAT 1AAID
1054 dans le métal de base 1AAIE

a suivre »
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Tableau A.1 (suite)

EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Référence Désignation Précision Désignation
106 Fissures ramifiées 1AFAA
1061 dans le métal fondu 1AFAB
1063 dans la ZAT 1AFAD
1064 dans le métal de base 1AFAE
200 Cavités 2AAAA
201 Soufflure 2BAAA
2011 Soufflure sphéroidale 2BGAA
2012 Soufflures sphéroidales 2BAGA
uniformément réparties
2013 Nid de soufflures 2BAFA
2014 Soufflures alignées 2BAHA
2015 Soufflure allongée 2BIAA
2016 Soufflure vermiculaire 2BEAA
2017 Piglre 2BALA
2017 sur la face de la soudure 2BALF
2017 a la racine de la soudure 2BALG
202 Retassure 2CAAA
2021 Retassure interdendritique 2GAAA
(desserrement)
2024 Retassure de cratére 2DAAL
2025 Retassure ouverte de cratére 2DALK
203 Microretassure 2EAAA
2031 Microretassure interdendritique 21AAA
2032 Microretassure transgranulaire 2JAAA
300 Inclusions solides 3AAAA
301 Inclusion de laitier 3BAAA
3011 alignées 3BIAA
3012 isolées 3BAJA
3014 en nid 3BAFA
302 Inclusion de flux 3CAAA
3021 alignées 3CIAA
3022 isolées 3CAJA
3024 en nid 3CAFA
303 Inclusion d'oxyde 3DAAA
3031 alignées 3DIAA
3032 isolées 3DAJA
3033 en nid 3DAFA
“a suivre”
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Tableau A.1 (suite)

EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Référence Désignation Précision Désignation

3034 Peau d'oxyde 3EAAA
304 Inclusion métallique 3FAAA

3041 de tungstene 3GAAA

3042 de cuivre 3HAAA

3043 d'un autre métal 3FAAA 2
400 Manque de fusion et de AAAAA

pénétration
401 Manque de fusion (collage) 4BAAA

4011 mangque de fusion des bords 4BAAH

4012 mangque de fusion entre passes 4BAAJ

4013 manque de fusion a la racine 4BAAG
402 Manque de pénétration ACAAA

(pénétration incompléte)

4021 Manque de pénétration a la racine 4CAAG
403 Défaut en doigt de gant ou spikes 40AAA
500 Forme défectueuse 5AAAA
501 Caniveau 4EAAA

5011 Caniveau continu 4EAEA

5012 Caniveau discontinu ; Morsure 4EACA

5013 Caniveau a la racine 4EAAG

5014 Caniveau entre passes 4EAAJ

5015 Caniveau discontinu local ; 4EADA

Morsure locale
502 Surépaisseur excessive 6BAAF
503 Convexité excessive 6BAAF
504 Excés de pénétration 4DAAG

5041 Exceés de pénétration local 4DABG

5042 Excés de pénétration continu 4ADAEG

5043 Pleine pénétration 4DABO
505 Défaut de raccordement 5CAAA
506 Débordement 5DAAA

5061 Débordement de la passe terminale 5DAAC

5062 Débordement de la passe de fond 5DAAG
507 Défaut d'alignement 5EIAA
508 Défaut angulaire 5EJAA

“a suivre”
Copyright Intemational Organiacien for Sormardiston ghts reserved/Tous droits réservés 33

Reproduced by IHS under license with ISO

No reproduction or networking permitted without license from IHS

Not for Resale




ISO/TS 17845:2004(E/F)

Tableau A.1 (suite)

2A
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EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Référence Désignation Précision Désignation
509 Effondrement 5NAAA
5091 Effondrement en corniche 5NAAH
5092 Effondrement a plat 5NAAF
5092 Effondrement au plafond 5NAAF
5093 Effondrement d'une soudure d'angle 5NAAC
5094 Effondrement d'une soudure a clin 5FALA
510 Trou
511 Manque d'épaisseur 6FAAA
511 Manque d'épaisseur continu 6FAEA
511 Manque d'épaisseur intermittent 6FACA
512 Défaut de symétrie excessif de 6HAAA
soudure d'angle
513 Largeur irréguliére 5GAAA
514 Surface irréguliére 5HAAA
515 Retassure a la racine 6JAAG
516 Rochage 50AAG
517 Mauvaise reprise 7TGAAA
5171 dans la passe terminale 7GAAF
5172 dans la passe de fond TGAAG
520 Déformation excessive 5BAAA
521 Dimensions incorrectes de la B6AAAA
soudure
5211 Epaisseur excessive de la 6CAAA
soudure
5212 Largeur excessive de la soudure 6DAAA
5213 Gorge insuffisante 6GAAA
5214 Hauteur excessive de la gorge 6CAAA
600 Défauts divers TAAAA
601 Coup d'arc ou amorcage 7TBAAA
accidentel
602 Projection (ou perles) 7CAAA 2
6021 Projection de tungstene 7CAAAW
603 Déchirure locale ou arrachement 9LAAE
local
604 Coup de meule 9CAAE
605 Coup de burin 9CIAE
606 Meulage excessif 9DAAE
“a suivre”
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Tableau A.1 (fin)

EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Référence Désignation Précision Désignation
607 Défaut de soudure de pointage 7HAAL
6071 La soudure de pointage s'est rompue ou 7IAAL
n'a pas pénétré
6072 Il a été soudé par-dessus la soudure de 7IAAL
pointage défectueuse
608 Cordons opposés décalés 51AAA
610 Couleurs de revenu TEAAA
613 Surface calaminée 9EAAA
614 Résidu de flux 9FAAA
615 Résidu de laitier 9GAAA
617 Mauvais assemblage en soudure 61AAA
d'angle
618 Gonflement TFAAA

&  Ajouter le symbole chimique du métal spécifique.

A.5 Correspondance avec I'EN ISO 6520-2:2001

La correspondance entre la classification des défauts donnée dans I'EN ISO 6520-2:2001 et dans le présent
document est donnée dans le Tableau A.2.

Tableau A.2 — Correspondance avec la classification des défauts donnée dans I'EN ISO 6520-2:2001

EN ISO 6520-2:2001 CEN ISO/TS 17845
Référence Désignation Précision Désignation
P 100 Fissures 1AAAA
P 1001 Microfissure 1BAAA
P 101 Fissure longitudinale 1ABAA
P 1011 dans le métal fondu 1ABAB
P 1013 dans la ZAT 1ABAD
P 1014 dans le métal de base non affecté 1ABAE
P 102 Fissure transversale 1ACAA
P 1021 dans le métal fondu 1ACAB
P 1023 dans la ZAT 1ACAD
P 1024 dans le métal de base non affecté 1ACAE
P 1100 Fissure rayonnante (au centre du 1AHAA
noyau)

P 1200 Fissure au bord du noyau 1AAAC
P 1300 Fissure dans le plan de joint 1AAAI

“a suivre”
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Tableau A.2 (suite)

2r
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EN I1SO 6520-2:2001 CEN ISO/TS 17845
Référence Désignation Précision Désignation
P 1400 Fissure dans la zone affectée 1AAAD
thermiguement
P 1500 Fissure dans le métal de base 1AAAE
(non affecté)
P 1600 Fissure débouchante 1AALA
P 1700 Fissure en forme de virgule 1DAAA
P 200 Cavités 2AAAA
P 201 Soufflure 2BAAA
P 2011 Soufflure sphéroidale 2BGAA
P 2012 Soufflures sphéroidales 2BAGA
uniformément réparties
P 2013 Nid de soufflures 2BAMA
P 2016 Soufflure vermiculaire 2BEAA
P 202 Retassure 2CAAA
P 203 Retassure de forgeage 2KAAA
P 300 Inclusion solide 3AAAA
P 301 Inclusion de laitier 3BAAA
P 301 inclusion de laitier isolée 3BAJA
P 301 inclusions de laitier en nid 3BAFA
P 303 Inclusion d'oxyde 3DAAA
P 303 inclusion d'oxyde isolée 3DAJA
P 303 inclusions d'oxyde en nid 3DAFA
P 304 Inclusion métallique 3FAAA 2
P 304 Inclusion de tungsténe 3GAAA
P 304 Inclusion de cuivre 3HAAA
P 306 Inclusion de métal fondu résiduel 3IAAA
P 400 Manque de fusion (collage) 4BAAA
P 401 Absence de fusion 4FAAA
P 403 Fusion incompléte (point collé) 4BAAA
P 404 Manque de liaison du feuillard ANAAM
P 500 Forme défectueuse 5AAAA
P 501 Caniveau 4EAAA
P 502 Bourrelet excessif 6EAAA
P 503 Ecrasement insuffisant 6KAAA
P 507 Défaut d'alignement S5EIAA
P 508 Déformation angulaire S5EJAA
“a suivre”

© I1SO 2004 — All rights reserved/Tous droits réservés

Not for Resale




Tableau A.2 (fin)

ISO/TS 17845:2004(E/F)

EN ISO 6520-2:2001 CEN ISO/TS 17845
Référence Désignation Précision Désignation
P 520 Déformation 5BAAA
P 521 Dimensions incorrectes du noyau 6AAAB
ou de la soudure
P 5211 Epaisseur insuffisante du noyau 6FAAB
P 5211 Largeur insuffisante de la 6MAAB
soudure
P 5212 Epaisseur excessive du noyau 6CAAB
P 5213 Diametre insuffisant du noyau 6LAAB
P 5214 Diameétre excessif du noyau 6DAAB
P 5215 Noyau ou soudure asymétrique 6HAAB
P 5216 Pénétration insuffisante du noyau 4LAAB
P 522 Noyau débouchant en surface 5FALO
P 523 Soudure ou noyau percé(e) 5FALO
P 524 Zone _thermiquement affectée 6DAAD
excessive
P 525 Ecartement excessif des toles 61AAA
P 526 Défaut de surface 8AAAA
P 5261 Creux 8RAAA
P 5262 Protubérance a la surface 8QAAA
P 5263 Métal de I'électrode adhérant a la 9IAAA
surface de la piéce
P 5264 Indentation incorrecte SMAAA
P 52641 Indentation excessive largeur/diamétre 8NAAA
P 52642 Indentation trop profonde 80AAA
P 52643 Indentation irréguliére 8PAAA
P 5265 Fusion superficielle du feuillard AMAAA
P 5266 Fusion locale due aux méachoires 8SAAA
P 5267 Marque de méachoires 9CAAA
P 5268 Revétement endommagé 9BAAA
P 527 Soudure discontinue 4KACB
P 528 Soudure biaise 5EAAA
P 529 Déplacement des feuillards 5KAAA
P 530 Evasement 5MAAA
P 600 Défauts divers TAAAA
P 6011 Couleurs de revenu TEAAA
P 602 Projection (perles) 7CAAA 2
P 612 Expulsion de métal 4PAAA
P 612 Point craché 5LAAA
&  Ajouter le symbole chimique du métal spécifique.
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A.6 Correspondance avec I'EN 12584:1999

La correspondance entre la classification des défauts donnée dans I'EN 12584:1999 et dans le présent document
est donnée dans le Tableau A.3.

Tableau A.3 — Correspondance avec la classification des défauts donnée dans I'EN 12584:1999

EN 12584:1999 CEN ISO/TS 17845

Référence Désignation Précision Désignation
3.2 Défauts des arétes de coupe 8AAAA
3.21 Fusion d'aréte de coupe 4GAAA
3.21 Fusion de l'aréte de coupe supérieure A4GAAF
3.21 Fusion de l'aréte de coupe inférieure 4GAAG
3.2.2 Chapelet de gouttes solidifiées 8CAAA
3.2.2 adhérant a l'aréte de coupe supérieure 8CAAF
3.2.2 adhérant a l'aréte de coupe inférieure 8CAAG
3.23 Aréte en saillie 8DAAF
3.24 Arrachement par fusion de l'aréte 8EAAF

de coupe supérieure
3.3 Défauts des faces de coupe 8AAAH
3.3.1 Ecarts géométriques 6AAAA
3311 Gorge a proximité de l'aréte 41AAH
3.31.1 prés de l'aréte supérieure 41AAF
3.31.1 pres de l'aréte inférieure 41AAG
3.3.1.2 Elargissement de la saignée 5JAAA
3.3.1.2 a la face supérieure 5JALF
3.3.1.2 a la face inférieure 5JALG
3.3.1.3 Déviation de I'angle de coupe 5CJAA
3314 Face de coupe concave 4IDAH
3.3.15 Profil irrégulier de la face de 5HCAH
coupe
3.3.2 Ecart des stries 8FAAH
33.21 Retard excessif des stries 8GAAH
3.3.22 Avance des stries 8HAAH
3.3.23 Ecart local des stries 8FABH
3.3.24 Profondeur excessive des stries 8IAAH
3.3.25 Profondeur irréguliére des stries 8JAAH
3.33 Affouillement AHAAA
3.3.3 Affouillements isolés 4HAJA
3.33 Accumulation d'affouillements 4HAFA
3.3.3 Affouillements groupés a la partie 4HAFG
inférieure de la face de coupe
“a suivre”

20 ' R . N .
Copyright International Organization for Standardization © IS0 2004 - All r|ght5 reserved/Tous droits réservés

Reproduced by IHS under license with ISO
No reproduction or networking permitted without license from IHS Not for Resale



ISO/TS 17845:2004(E/F)

Tableau A.3 (fin)

EN 12584:1999 CEN ISO/TS 17845
Référence Désignation Précision Désignation
3.34 Fin de coupe incompléte 8KABA
3.35 Défaut de planéité de la face de 8BAAA
coupe

3.4 Scorie adhérente 9HAAA

3.4 a l'aréte de coupe inférieure 9HAAG

3.4 Cro(te de scorie sur la face de coupe 9HAAH

35 Fissure 1AAAA
351 Microfissure 1BAAA
3.5.2 Macrofissure 1CAAA
35.2 dans la face de coupe 1CAAH

3.6 Autres défauts TAAAA
3.6.1 Ecart au point d'amorcage de la 7DAAF

coupe
3.6.2 Ecart de percage 7DAAF
3.6.3 Saignée trop large 6DAAN
3.6.4 Coupe désamorcée 8LAAA
3.6.4 dans le sens de I'épaisseur de la coupe 8LDAA
3.6.4 dans le sens de l'avance de la coupe 8LBAA
3.65 Brllure de la surface TBAAA
3.6.6 Ecart dimensionnel 6AAAA
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ANNEX A
(informativ)

Ubereinstimmung zwischen der bestehenden Einteilung von
Unregelmaligkeiten mit diesem Bezeichnungssystem

A.7 Ubereinstimmung mit EN ISO 6520-1:1998

Die Ubereinstimmung zwischen der in EN 1SO 6520-1:1998 wiedergegebenen Einteilung von Unregelmamgkelten
und diesem Dokument ist in Tabelle A.1 aufgefihrt.

Tabelle A.1 — Ubereinstimmung mit der in EN ISO 6520-1:1998 angegebenen Einteilung der
Unregelmagigkeiten

EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845

Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung
100 Risse 1AAAA
1001 Mikroriss 1BAAA
101 Langsriss 1ABAA
1011 im Schweil3gut 1ABAB
1012 in der Schmelzlinie 1ABAC
1013 in der Warmeeinflusszone 1ABAD
1014 im Grundwerkstoff 1ABAE
102 Querriss 1ACAA
1021 im Schweil3gut 1ACAB
1023 in der Warmeeinflusszone 1ACAD
1024 im Grundwerkstoff 1ACAE
103 Sternférmige Risse 1AHAA
1031 im SchweilRgut 1AHAB
1033 in der Warmeeinflusszone 1AHAD
1034 im Grundwerkstoff 1AHAE
104 Endkraterriss 1AAAK
1045 Langs 1ABAK
1046 Quer 1ACAK
1047 Sternférmig 1AHAK
105 Rissanh&ufung 1AAIA
1051 im SchweilRgut 1AAIB
1053 in der Warmeeinflusszone 1AAID
1054 im Grundwerkstoff 1AAIE
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Tabelle A.1 (fortgesetzt)

EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung
106 Verastelte Risse 1AFAA
1061 im Schweil3gut 1AFAB
1063 in der Warmeeinflusszone 1AFAD
1064 im Grundwerkstoff 1AFAE
200 Hohlraum 2AAAA
201 Gaseinschluss 2BAAA
2011 Pore 2BGAA
2012 Porositat (gleichm&Rig verteilt) 2BAGA
2013 Porennest 2BAFA
2014 Porenzeile 2BAHA
2015 Gaskanal 2BIAA
2016 Schlauchpore 2BEAA
2017 Oberflachenpore 2BALA
2017 auf der Schweil3nahtoberflache 2BALF
2017 in der Schweif3nahtwurzel 2BALG
202 Lunker 2CAAA
2021 Interdendritischer Lunker 2GAAA
(Makrolunker)
2024 Endkraterlunker 2DAAL
2025 Offener Endkraterlunker 2DALK
203 Mikrolunker 2EAAA
2031 Interdendritischer Mikrolunker 21AAA
2032 Transkristalliner Mikrolunker 2JAAA
300 Fester Einschluss 3AAAA
301 Schlackeneinschluss 3BAAA
3011 Zeilenférmig 3BIAA
3012 Vereinzelt 3BAJA
3014 Ortlich gehauft 3BAFA
302 Flussmitteleinschluss 3CAAA
3021 Zeilenformig 3CIAA
3022 Vereinzelt 3CAJA
3024 Ortlich gehauft 3CAFA
303 Oxideinschluss 3DAAA
3031 Zeilenférmig 3DIAA
3032 Vereinzelt 3DAJA
3033 Ortlich gehauft 3DAFA
3034 Oxidhaut 3EAAA

AD . . . .
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EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung
304 Metallischer Einschluss 3FAAA
3041 Wolfram 3GAAA
3042 Kupfer 3HAAA
3043 Sonstiges Metall 3FAAA @
400 Bindefehler und ungentigende AAAAA
Durchschweifl3ung
401 Bindefehler 4BAAA
4011 Flankenbindefehler 4BAAH
4012 Lagenbindefehler 4BAAJ
4013 Wurzelbindefehler 4BAAG
402 Ungenuligende Durchschweil3ung 4ACAAA
4021 Ungenutgender Wurzeleinbrand ACAAG
403 Spikebildung 40AAA
500 Formfehler 5AAAA
501 Kerbe 4EAAA
5011 Durchlaufende Einbrandkerbe 4EAEA
5012 Nicht durchlaufende 4EACA
Einbrandkerbe
5013 Wurzelkerbe 4EAAG
5014 Langskerbe zwischen den 4EAAJ
Schweil3raupen
5015 Ortlich unterbrochene Kerben 4EADA
502 Zu grofRe Nahtiiberhéhung 6BAAF
503 Zu grol3e Nahtiiberhéhung 6BAAF
504 Zu grol3e Wurzeluberhéhung 4ADAAG
5041 Ortliche Wurzeliiberhéhung 4DABG
5042 Durchlaufende 4DAEG
Wurzelliberhéhung
5043 Durchschmelzung 4DABO
4DAEO
505 Schroffer Nahtiibergang 5CAAA
(fehlerhaftes Nahtprofil)
506 Schweil3gutiiberlauf 5DAAA
5061 Schweil3gutliberlauf an der Decklage 5DAAC
5062 Schweil3gutliberlauf auf der Wurzelseite 5DAAG
507 Kantenversatz 5EIAA
508 Winkelversatz 5EJAA
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Tabelle A.1 (fortgesetzt)

EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung

509 Verlaufenes Schwei3gut 5NAAA
5091 Verlaufen in Querposition 5NAAH
5092 Verlaufen in Wannenposition 5NAAG
5092 Verlaufen in Uberkopfposition 5NAAF
5093 Verlaufen bei einer Kehlnaht 5NAAF
5094 Abschmelzen an der Kante 5NAAC
510 Durchbrand 5FALA
511 Decklagenunterwélbung 6FAAA
511 Durchgehende Decklagenunterwélbung 6FAEA
511 Unterbrochene Decklagenunterwdlbung 6FACA
512 UbermaRige GHAAA

Ungleichschenklichkeit bei

Kehlnahten
513 UnregelmaRige (Naht-)breite 5GAAA
514 UnregelmaRige Nahtzeichnung 5HAAA
515 Wourzelrtckfall 6JAAG
516 Wurzelporositéat 50AAG
517 Ansatzfehler 7GAAA
5171 in der Decklage TGAAF
5172 in der Wurzellage TGAAG
520 Zu grolRer Verzug 5BAAA
521 Mangelhafte Abmessungen der 6AAAA

Schweil3ung
5211 Zu grolRe Schwei3nahtdicke 6CAAA
5212 Zu grolRe Schwei3nahtbreite 6DAAA
5213 Zu kleine Kehlnahtdicke 6GAAA
5214 Zu grolRe Kehlnahtdicke 6CAAA
600 Sonstige Unregelmafigkeiten TAAAA
601 Zundstelle 7TBAAA
602 SchweiRspritzer 7CAAA 2
6021 Wolframspritzer 7TCAAA'W
603 Ausbrechung 9LAAE
604 Schleifkerbe 9CAAE
605 MeiRRelkerbe 9CIAE
606 Unterschleifung 9DAAE

AA . . . .
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Tabelle A.1 (fortgesetzt)

EN ISO 6520-1:1998 CEN ISO/TS 17845
Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung
607 Heftnaht-UnregelmaRigkeit 7HAAL
6071 Gebrochene Raupe oder kein Einbrand 7JAAL
6072 Fehlerhafte Heftung wurde 7IAAL
Uberschweil3t

608 Nahtversatz gegeniiberliegender 51AAA

Schweil3raupen (beidseitiges

Schweil3en)
610 Anlauffarben TEAAA
613 Verzunderte Oberflache 9EAAA
614 Flussmittelrest 9FAAA
615 Schlackenrest 9GAAA
617 Schlechte Passung bei 61AAA

Kehlndhten
618 Schwellung TFAAA

a Das chemische Symbol des speziellen Metalls ist hinzuzufiigen.

A.8 Ubereinstimmung mit EN 1ISO 6520-2:2001

Die Ubereinstimmung zwischen der in EN ISO 6520-2:2001 wiedergegebenen Einteilung von UnregelméaRigkeiten
und diesem Dokument ist in Tabelle A.2 aufgefihrt.

Tabelle A.2 — Ubereinstimmung mit der in EN ISO 6520-2:2001 angegebenen Einteilung von
Unregelmagigkeiten

EN ISO 6520-2:2001 CEN ISO/TS 17845

Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung
P 100 Riss 1AAAA
P 1001 Mikroriss 1BAAA
P 101 Langsriss 1ABAA
P 1011 in der Schweif3naht 1ABAB
P 1013 in der Warmeeinflusszone 1ABAD
P 1014 im unbeeinflussten Grundwerkstoff 1ABAE
P 102 Querriss 1ACAA
P 1021 in der Schweifl3naht 1ACAB
P 1023 in der Warmeeinflusszone 1ACAD
P 1024 im unbeeinflussten Grundwerkstoff 1ACAE
P 1100 Riss in der Linsenmitte 1AHAA
P 1200 Riss am Linsenrand 1AAAC
P 1300 Riss in der Verbindungsebene 1AAAI
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Tabelle A.2 (fortgesetzt)

EN I1SO 6520-2:2001 CEN ISO/TS 17845
Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung
P 1400 Riss in der Warmeeinflusszone 1AAAD
P 1500 Riss im unbeeinflussten 1AAAE
Grundwerkstoff
P 1600 Oberflachenriss 1AALA
P 1700 Hakenriss 1DAAA
P 200 Hohlraum 2AAAA
P 201 Gaseinschluss 2BAAA
P 2011 Gaspore 2BGAA
P 2012 GleichmaRig verteilte Porositét 2BAGA
P 2013 Porennest 2BAMA
P 2016 Schlauchpore 2BEAA
P 202 Lunker 2CAAA
P 203 Schmiedelunker 2KAAA
P 300 Feststoffeinschluss 3AAAA
P 301 Schlackeneinschluss 3BAAA
P 301 Vereinzelter Schlackeneinschluss 3BAJA
P 301 Ortlich gehaufter Schlackeneinschluss 3BAFA
P 303 Oxideinschluss 3DAAA
P 303 Vereinzelter Oxideinschluss 3DAJA
P 303 Ortlich gehaufter Oxideinschluss 3DAFA
P 304 Fremdmetalleinschluss 3FAAA @
P 304 Wolframeinschluss 3GAAA
P 304 Kupfereinschluss 3HAAA
P 306 Restschmelzeneinschluss 3IAAA
P 400 Bindefehler 4BAAA
P 401 Keine Bindung 4FAAA
P 403 Unvollstandige Bindung 4BAAA
P 404 Unvollstandig verbundene Folie ANAAM
P 500 Formabweichung 5AAAA
P 501 Kerbe 4EAAA
P 502 Zu grofRer Stauchwulst 6EAAA
P 503 Zu grof3e Nahtiiberhéhung 6KAAA
P 507 Kantenversatz 5EIAA
P 508 Winkelversatz S5EJAA
P 520 Verzug 5BAAA
P 521 Linsen- oder  Schweil3naht- 6AAAB
MaRabweichungen
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EN ISO 6520-2:2001 CEN ISO/TS 17845
Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung
P 5211 Unzureichende Linsendicke 6FAAB
P 5211 Unzureichender Stauchwulst 6MAAB
bzw. Stauchgrat
P 5212 UbermaRige Linsendicke 6CAAB
P 5213 Linsendurchmesser zu klein 6LAAB
P 5214 Linsendurchmesser zu grof3 6DAAB
P 5215 Asymmetrische Linse bzw. Wulst- 6HAAB
oder Gratausbildung
P 5216 Unzureichende 4LAAB
Linseneindringtiefe
P 522 Einseitig durchgeschmolzener 5FALO
Schweil3punkt
P 523 Schweil3punkt oder durch- 5FALO
geschmolzene Schweil3naht
P 524 Zu grolRe Warmeeinflusszone 6DAAD
P 525 UbermaRiges Klaffen 6IAAA
P 526 Oberflachenunregelmafigkeit 8AAAA
P 5261 Grubchen 8RAAA
P 5262 Oberflachenaufstiilpung 8QAAA
P 5263 Anhaftender Elektrodenwerkstoff 9IAAA
P 5264 Unzuléssiger Elektrodeneindruck 8MAAA
P 52641 Zu grolRer Eindruckdurchmesser | Breite/Durchmesser 8NAAA
P 52642 Zu tiefer Elektrodeneindruck 80AAA
P 52643 UngleichmaRiger 8PAAA
Elektrodeneindruck
P 5265 Anschmelzung der AMAAA
Folienoberflache
P 5266 Schmorstelle 8SAAA
P 5267 Spannmarkierung 9CAAA
P 5268 Beschadigte Beschichtung 9BAAA
P 527 Diskontinuierliche Naht 4KACB
P 528 Nahtversatz 5EAAA
P 529 Folienversatz 5KAAA
P 530 Aufweitung 5MAAA
P 600 Sonstige Unregelmafigkeiten TAAAA
P 6011 Anlauffarben TEAAA
P 602 Spritzer 7CAAA 2
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Tabelle A.2 (fortgesetzt)

EN ISO 6520-2:2001

CEN ISO/TS 17845

Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung
P 612 Werkstoffauspressung 4PAAA
P 612 Werkstoffauspressung 5LAAA

a Das chemische Symbol des speziellen Metalls ist hinzuzufiigen.
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A.9 Ubereinstimmung mit EN 12584:1999

Die Ubereinstimmung zwischen der in EN 12584:1999 wiedergegebenen Einteilung von UnregelméaRigkeiten und
diesem Dokument ist in Tabelle A.3 aufgefuhrt.

Tabelle A.3 — Ubereinstimmung mit der in EN 12584:1999 angegebenen Einteilung von
Unregelmagigkeiten

EN 12584:1999 CEN ISO/TS 17845
Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung

3.2 UnregelmaRigkeiten an 8AAAA

Schnittkanten
3.21 Kantenanschmelzung 4GAAA
3.21 Kantenanschmelzung (an der 4GAAF

Schnittoberkante)
321 Kantenanschmelzung (an der 4GAAG
Schnittunterkante)

3.2.2 Schmelzperlenkette 8CAAA
3.2.2 An der Schnittoberkante haftend 8CAAF
3.2.2 An der Schnittunterkante haftend 8CAAG
3.23 Kantenuiberhang 8DAAF
3.24 Angeschnittene Schnittoberkante 8EAAF
3.3 UnregelmaRigkeiten an 8AAAH

Schnittflachen
331 Geometrische Abweichung 6AAAA
3311 Kantenhohlschnitt an den 41AAH

Schnittkanten
3311 Nahe der Schnittoberkante 41AAF
3.3.11 Nahe der Schnittunterkante 41AAG
3.3.1.2 Schnittfugenerweiterung 5JAAA
3.3.12 An der Oberseite 5JALF
3.3.12 An der Unterseite 5JALG
3.3.13 Schnittwinkelabweichung 5CJAA
3.3.14 Hohles Schnittflachenprofil 41DAH
3.3.15 Welliges Schnittflachenprofil 5HCAH
3.3.2 Rillenabweichung 8FAAH
3.3.2.1 UbermaRiger Rillennachlauf 8GAAH
3.3.22 Rillenvorlauf 8HAAH
3.3.2.3 Ortliche Rillenablenkung 8FABH
3.3.24 UbermaRige Rillentiefe 8IAAH
3.3.25 UngleichméaRige Rillentiefe 8JAAH

A0 ANN A A H A A
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Tabelle A.3 (fortgesetzt)

EN 12584:1999 CEN ISO/TS 17845
Bezug Bezeichnung Genaue Festlegung Bezeichnung
3.33 Kolkung 4HAAA
3.33 Einzelkolkung 4HAJA
3.33 Kolkungsanh&ufung 4HAFA
3.33 Kolkungsanhaufung im unteren 4HAFG
Schnittflachenbereich
3.34 Schnittflachenende nicht 8KABA
durchgeschnitten
3.35 Wellige Schnittflache 8BAAA
3.4 Festhaftende Schlacke 9HAAA
34 Schlackenbart 9HAAG
3.4 Schlackenkruste 9HAAH
3.5 Riss 1AAAA
35.1 Mikroriss 1BAAA
35.2 Makroriss 1CAAA
35.2 In der Schnittflache 1CAAH
3.6 Sonstige UnregelméaRigkeiten TAAAA
3.6.1 Anschnittabweichung 7DAAF
3.6.2 Anstechabweichung 7DAAF
3.6.3 Zu breite Schnittfuge 6DAAN
3.6.4 Unterbrochener Schnitt 8LAAA
3.6.4 In Schnittdickenrichtung 8LDAA
3.6.4 In Schnittlangsrichtung 8LBAA
3.6.5 Oberflachenverbrennung 7BAAA
3.6.6 MaRabweichung 6AAAA
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